
X荧光光谱仪，XRF检测仪，RoHS检测仪，无卤检测仪，环境

产品名称 X荧光光谱仪，XRF检测仪，RoHS检测仪，无卤
检测仪，环境

公司名称 纳优科技（北京）有限公司

价格 .00/套

规格参数

公司地址 北京市海淀区白家疃尚峰园3号楼4层515

联系电话 86-075533625251 15899538701

产品详情

详细参数请来电咨询，电话：15899538701（徐先生）QQ:806043286

NaU-E600

通用分析类EDXRF    通用型：RoHS与无卤分析检测

 主要应用特点：

● 

RoHS检测基础之上，配置纳优技术专利（非真空抗干扰）

卤素测试系统--高性能、低成本卤素测试 

● 

全自动一键式操作--载物平台、样品室、准直器、滤光片、照

射光斑定位等实现全自动

● 

提供开放式工作曲线标定技术平台，可为用户量身定做最佳的有害物质检测和

控制方案

● 



测试时间在100-400秒间自行设定（系统自动默认设定200秒）

●

测量元素范围：Na-U 

X荧光光谱仪专用光管

高分辨率电制冷半导体探测器

预备卤素测试升级系统

多道分析器

增益放大器

零至满量程可调谐式高压电源

光管散热系统（专利技术）

光路优化系统

复合滤光处理系统

内置高清晰CCD摄像头

自动切换准直器和滤光片（专利技术）

全自动定位测试系统

样品仓自动开关装置

三重安全保护模式

标样

计算机

打印机

*概述：

NaU-E系列能量色散X射线荧光光谱仪是纳优科技（北京）有限公司研发团队30多年X荧光分析领域技术
沉淀及理念革新的力作，其技术源于纳优科技公司研发团队于2008年7月承接的“十一五”国家科技支撑
计划项目——绿色制造关键技术与装备（*注1），系列产品均满足中华人民共和国工业和信息化产业部
于2009年7月3日颁布的《RoHS检测用X荧光能谱仪（XRF）性能评价规范》（*注2），是迄今为止唯一获
得由工业和信息化部电子信息产品污染控制技术促进中心、中国合格评定国家认可委员会、中国电子技
术标准化研究所以及赛西实验室等联合颁发的检测报告暨仪器检测鉴定证书（*注3）的X荧光光谱仪产品
。其中，最具代表性意义的为NaU-E600及NaU-E800型EDXRF，前者是业界首款实现RoHS及卤素（着重
于氯元素的检出和测试）一体化测试的新型能量色散X射线荧光光谱仪；后者的研制成功，标志着国内X
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荧光光谱仪制造企业完全掌握了偏振二次靶X荧光光谱仪的研发、生产工艺技术，打破美、日、德、英
等发达国家对中国企业在该领域近20年的技术封锁和垄断。二者的成功面市，是纳优科技公司从以往“
量”性市场策略迈向“质”性产品战略的转折点，此外，产品的简练外观设计及注重配置性能等特点也
很好地体现了这一点！

随着全球各经济共同体以及越来越多的国家出台众多环保管控举措，纳优科技公司与各受限企业面临同
样的压力！正是这种压力，使得纳优科技研发团队重新整合相关资源，攻克重重难关，研制出NDA系列
能量色散X射线荧光光谱仪，与各受限企业共同应对日益严格的环保限令管控。

*注1：项目课题：出口机电产品国际绿色贸易壁垒应对技术及应用；子课题：支持RoHS指令的新型X荧
光分析仪开发与企业应用；项目组织单位：中国机械工业联合会；课题负责人：杨李锋（纳优科技公司
总经理）。

*注2：《RoHS检测用X荧光能谱仪（XRF）性能评价规范》为全球范围内首部用于评价能量色散X荧光光
谱仪的性能的参照范本，其中包括：安全性能、仪器硬件基本性能指标及分析方法配置、精密度指标测
试、准确度指标测试、典型材料（聚合物、金属等）中各种有害元素的检出限、仪器对不同基体材料测
量的适应性和扩展性及其它性能参数等测试项目以及仪器性能评价步骤等，对于X荧光光谱仪生产厂家
和购买仪器的用户均有实际参考指导意义。

*注3：该检测必须“一机一检”，其检测内容、方法及步骤等均以《RoHS检测用X荧光能谱仪（XRF）
性能评价规范》（见注2）为准。检测报告也称仪器检测鉴定证书，该证书最大的特点就是“唯一性”，
一机一证，证书封页注明仪器出厂编号、检测报告编号的同时，需盖有赛西实验室矩形骑缝章印。
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